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一种缺陷检测方法及装置

(57)摘要

一种缺陷检测方法及装置，方法包括确定待

检测图像中的感兴趣区域(11)；将感兴趣区域分

割成多个彼此独立且大小相同的卡尺区域(12)；

对各个卡尺区域进行垂直边缘检测，垂直边为卡

尺区域中与卡尺区域的预设边垂直的线段(13)；

基于垂直边获取感兴趣区域的缺陷信息(14)。方

法能够准确有效地实现缺陷检测，提高缺陷检测

效率。
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